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1 Wstep

Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu jest oddanie projektu zaliczeniowe-
go do 30 listopada 2025 oraz obecnos¢ na zajeciach. Projekt zaliczeniowy
bazuje na metodach pomiarowych prezentowanych na zajeciach. Jest wyko-
nywany w parach zgodnie z wczedniejszymi zapisami wedhug listy. Tematyka
zgodnie z wyborem, réwniez wedtug powyzszej listy. Opis w tym dokumen-
cie dotyczy projektu: "Wyznaczenie parametréw optycznych, strukturalnych
i fotowoltaicznych cienkich warstw na bazie pomiaréw spektralnych widm
transmisji, odbicia i wydajnosci kwantowej." Pliki pomiarowe musza zostaé
krytycznie przeanalizowane i odpowiednio dobrane do postawionych hipotez
(nie trzeba wykorzysta¢ wszystkich plikow).

2  Wymagania
Wymagania dotyczace projektu:

1. Strona tytutowa (nazwa przedmiotu, tytul ¢wiczenia, data wykonania,
nazwiska autorow)

2. Wstep teoretyczny
Odbicie

Transmisja/absorpcja

(a)
(b)
()

)

(d) Opis uktadu pomiarowego

Wydajnosé kwantowa

3. Analiza charakterystyk spektranych odbicia dla:
(a) warstwy AZO na szkle (z wyznaczeniem grubosci cienkiej war-
stwy)

(b) fotoogniw krzemowych w roznych momentach procesu obrobki
(analiza wplywu procesu i jego zasadnos¢ pod katem spektrum
odbicia fotoogniw krzemowego)

4. Analiza charakterystyk spektralnych transmisji dla:

(a) warstwy FTO na szkle (z wyznaczeniem przerwy wzbronionej)
(b) warstwy AZO na szkle (z wyznaczeniem przerwy wzbronionej)
(¢) szkietka mikroskopowego (okreslenie mozliwosci zastosowania szkta

jako podtoza do badania whasciwosci optycznych cienkich warstw)

5. Pordwnanie warstwy zlota naniesionego na szkle o réznych grubosciach
(20 nm oraz 100 nm) w kontekécie zastosowania jako przezroczysta
elektroda, warstwa antyrfleksyjna oraz zwierciadto.


https://politechnikawroclawska-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/katarzyna_r_gwozdz_pwr_edu_pl/ETs99vCWEHBGo5rkIb6Qj9cBuApBaa1-7pKFdTpGpX8Izg?e=L27lIY

. Wyznaczenie wydajnosci kwantowej dla fotoogniw krzemowych (anali-
za z obliczeniem pradu zwarcia i poréwnaniem z charakterystyka I-V;
poroéwnanie wydajnosci kwantowej poszczegolnych fotoogniw)

. Podsumowanie wykonanych zadan
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